log (L*g5) LABJIND Musterhelligkeit
L*g5.2

L*g5,2,7508 Y,=18

341000
Iog(L*85‘2vJ=2,7Q m=043 _,*"

log (L* g5,JL* g5, 2,0 LABIND Musterhelligkeit
L*gs JL*gs 2, L* 85,2n0rmiert fur die
' " UmgebungshelligkeitL* gs 5,

L*gs5,2,7508 Y,=18
log[(L* JL* =0, m,=0,43 -
1e 2 D sl 52000 0SS, -

24100 =
Anwendungs ," : Anwendungs
N bereich e y bereich
. 0,1 1 10 4Y,=18100y o 0,1 4 10 1Y,=18100y
- -1 0 1 2 log(Y) -2 -1 0 1 2 log(v)
ZG701-1N_1 ZG701-2N_1
log AY CIE-Normfarbwertdifferenz AY logAY/AY,)  CIE-Normfarbwertdifferenz
AY aviay, DAY normiert fur Ay,
041 1410
*
. Y,=18, dY,=0,08 dY,/¥,=0,004 e
L . 1ogl(@v(@¥,)}=0, m;=0,86 e
e .
L ] k4 B
1 Anwendungs o’ : Anwendungs
: bereich P 1 bereich
. 0,1 r” 10 4Y,=18100y o 0,1 1 10 1Y,=18100y
- -1 0 1 2 log(Y) -2 -1 0 1 2 log(v)
ZG701-3N_1 ZG701-4N_1
log (AY/Y) CIE Y-basierter Kontrast log [(AY/Y) / (AY,/Y,)] CIE Y-Kontrast
C=(aYIY) C/ICy=(YM)(AYIY,) normiert fiir AY, /Y,
-140,1 1410
Anwendungs Sl Anwendungs
o0 ~ bereich ol ~o bereich
_ -
Iog(leY) 2,34 m=-0, 13~ Iog[(dY/Y)’(dY N0, m=~0,13 ¥ "
V=18, dY,=0,08 dYy/Y, = 0,004 rTes- Y718, dY,=0,08 dY,/¥,=0,004  }
. 0,1 1 10 1v,=18100y o 0,1 1 10 1Y,=18100y
- -1 0 1 2 log(Y) -2 -1 0 1 2 log(v)
ZG701-5N_1 ZG701-6N_1
log (Y/AY) CIE Y-basierte Empfindlichkeit log [(Y/AY) / (Y/AY,)]  CIE Y-Empfindlichkeit
S=(Y/AY) SIS, =(YIAY)I(Y,/AY,) normiert fir Y /AY,
341000 1410
@ e ecceccmm——- L*g5,2,7508 Y,=18, dY,=0,08 Y,/dY,=222
X
_ logl(Y/dYY(Y,/dY,)}=0, m=0.13
24100 . ' VLD 018
‘ ' Anwendun .” '
gS . 1 Anwendungs
: bereich . 3 bereich
. 0,1 1 10 1Y,=18100y o 0,1 1 10 1Y,=18100y
B -1 0 1, 2 log(Y) -2 -1 0 1 2 _log(Y)
ZG701-7N_1 ZG701-8N_1

ZG701-7N




